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(54) Röntgenanalyseinstrument mit verfahrbarem Aperturfenster

(57) Ein Röntgenanalyseinstrument, insbesondere
Röntgendiffraktometer (21), umfassend
- eine Röntgenquelle (22), welche einen Röntgenstrahl
(23) emittiert,
- eine Röntgenoptik (24), insbesondere einen Multi-
schicht-Röntgenspiegel,
- und eine Blendenmechanik, wobei die Blendenmecha-
nik ein Aperturfenster (2) mit einer Aperturöffnung (3)
ausbildet, durch welche zumindest ein Teil (26) des Rönt-
genstrahls (23) tritt, ist dadurch gekennzeichnet, dass
die Blendenmechanik Mittel zum stufenlosen Verfahren
des Aperturfensters (2) in mindestens eine Richtung (x,

y) quer zum Röntgenstrahl (23) umfasst,

dass die Aperturöffnung (3) wenigstens so groß ist wie
der Querschnitt des Röntgenstrahls (23) am Ort des
Aperturfensters (2),
und dass der durch die Blendenmechanik zugängliche
Verfahrweg (VWx,VWy) des Aperturfensters (2) in der
mindestens einen Richtung (x,y) wenigstens doppelt so
groß ist wie die Ausdehnung (RSx,RSy) des Röntgen-
strahls (23) am Ort des Aperturfensters (2) in dieser Rich-
tung (x,y). Durch das erfindungsgemäße Röntgenana-
lyseinstrument besteht eine größere Breite an möglichen
Strahlkonditionierungen.
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